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OBJETIVO (8) :

Que el alumno:

Describa los principales aspectos de los métodos méas utilizados para el
=studio y caracterizacién de superficies, explique los aspectos tedricos mas

relevantes en los que se basan estos métodos, enliste 1las ventajas y

lesventajas de aplicacién de los mismos para el estudio de sistemas quimicos,
2lija el método mas adecuado para realizar un estudio en particular e
nterprete cualitativamente las respuestas de los métodos de caracterizacién
studiadoes.

CONTENIDO SINTETICO:

€écnicas convencionales para las microscopias electrénicas de transmisién
TE” 'y de barrido (SEM).

reparacidén de muestras. Morfologia Y estructura de superficies homogéneas y
eterogéneas. Efecto fotoeléctrico. Energia cinética de los electrones
mitidos. Experimento XPS Yy UPS. Caracterizacidén de superficies.
Spectroscopia Auger. Ionizacién de niveles electrénicos internos utilizando
lectrones de alta energia. Variacién de la energia de los electrones Auger
on el elemento en la superficie Y con su estado de oxidacién. Microscopia de
lerza atdémica (MFA) y microscopia de efecto tihinel (STM) . Topografia de

iperficies con resolucidén atémica. Puntas met&licas conductoras. Descripciéﬁj
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le instrumentos. Excitacién de &atomos individuales y quimica de superficies ;]

>scala nanométrica. Estudio de superficies no conductoras por MFA. Detalles
xperimentales.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Xposicidén oral del profesor con auxilio de medios audiovisuales idéneos Yy

resentacién de seminarios por parte de los alumnos. Es conveniente realizar
lgunos experimentos demostrativos.

—

MODALIDADES DE EVALUACION:

J

e realizaran al menos dos evaluaciones por medio de exadmenes o tareas con un
alor de .al menos 80% de la calificacién global. La exposicién de un

eminario por parte del alumno con un valor miximo de 20% de la calificacién
lobal.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

=ferencias Generales:

S. Drago, Physical Methods for Chemists, 3a. ed., Saunders, Philadelphia,
1997.

Imelik, J. C. Vedrine, Catalyst Characterization, Plenum, Press, N. Y.,
1954,

W. Niemantsverdriet, Spectroscopy in Catalysis, VCH, N. Y., 1993.

0. Hill, P. Day, Physical Methods iin Advanced Inorganic Chemisty, Wiley,
N. Y., 13968.

ferencias Complementarias:

H. Stout, L. H. Jensen, X-Ray Structure Determination, 2 edn, Wiley, N.Y.,
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1985,

A.B.P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, 2edn. Elsevier, Amsterdam,

1984.
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